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 مقدمه

 1940( به صورت تجااري باه ساا  TEMهاي الكتروني عبوري )پيدايش ميكروسكوپ 

زات پيادا اي در بررسي فلبه بعد بود كه كاربردهاي گسترده 1950گردد، اما از سا  بازمي

ها به مشكلات مطالعه فلزات در آن سا  TEMترين عامل كاهنده در كاربرد نمودند. مهم

يان لزات، اه نمونه فهاي گوناگون تهيشد. اما امروزه با توجه به روشتهيه نمونه مربوط مي

يجاد اها جايگاه خاصي را در ميان متخصصين مواد و متالوژي براي خود نوع ميكروسكوپ

هاا سارعت ها و تحقيقات گشته، باه آننموده و باعث بروز نقطه عطف بسياري از پژوهش

 وادوعي در ماند. امروزه ميكروسكوپ الكتروني عبوري امكان مطالعه موارد متنفراواني داده

هااا، هاااي ريزساااختاري مااواد، صاافحات و جهااات بلااوري، نابجاييگوناااگون نرياار ويژگي

مااد، زني، رشادو انجهااي جواناهها، مكانيزمها، آخا ها، عيوب انباشتگي، رسوبدوقلويي

را  …انواع فازها و تحولات فازي، بازيابي و تبلور مجدد، خساتگي، شكسات، خاوردگي و 

ير زتوان مرهون چهار پيشرفت را مي TEMهاي امروزي ليتاست. در كل قابفراهم آورده

اصال ها در ساختمان دستگاه و دوتاي ديگر در نحوه تهياه نموناه حدانست كه دوتاي آن

  اند: شده

 كننده استفاده از چند عدسي جمع -

 پراش الكتروني سطح انتخابي   -

 ها  الكترون هاي شفاف در برابرها براي تهيه نمونهكردن نمونهنازك -

 برداري تهيه نمونه به روش ماسك -


